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NaA型沸石相对结晶度测定方法

X衍射法

1 范围

本标准规定了用X射线衍射仪对NaA型沸石相对结晶度的测定方法。
本标准适用于NaA型沸石相对结晶度的测定。

2 方法提要

在相同的X射线衍射条件下,分别测定NaA型沸石参比试样与NaA型沸石待测试样6个晶面的

衍射线积分强度,被测试样的衍射强度与参比试样的衍射强度之比即为被测试样的相对结晶度。

3 参比样品

在试验室条件下合成的高结晶度 NaA型沸石,或协商认定的样品作为相对结晶度测定的参比

样品。

4 仪器及设备

4.1 玛瑙研钵。

4.2 X射线衍射仪。

4.3 烘箱:100℃±5℃。

4.4 干燥器:装有NH4Cl饱和溶液。

5 测量样品制备

5.1 分别将参比样品(3)和待测样品在经过清洗吹干的玛瑙研钵(4.1)中研磨至平均粒径5μm以下。

5.2 将参比样品和被测样品放入烘箱(4.3)中在100℃±5℃烘干2h以上。

5.3 将烘干后的样品放入干燥器(4.4)中,在室温下稳定2h以上。

5.4 用背压法制样,要求测量面平整、光滑、无裂纹。

6 测量条件

6.1 Cukα辐射。

6.2 扫描速度:2θ0.25°/min。

6.3 步长值:2θ0.002°。

6.4 发散狭缝(DS):1°。

6.5 散射狭缝(SS):1°。

6.6 接收狭缝(RS):0.3mm。
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